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CORRIGENDUM 1

Corrections to the French version appear after the English text.

Les corrections a la version frangaise sont données aprés le texte anglais.

C.1 Test circuit with monitoring equipment using relays

Replace the existing Figure C.1 with the following new figure:
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NOTE All symbols that are not defined in this figure can be found in the key of Figure C.2.

Figure C.1 — Test circuit with monitoring equipment using relays



Corrections a la version frangaise :
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C.1 Circuit d’essai avec un équipement de controle qui utilise des relais

Remplacer la Figure C.1 existante par la nouvelle figure suivante :
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NOTE Tous les symboles qui ne sont pas définis sur la présente figure peuvent étre trouvés dans la Iégende de la

Figure C.2.

Figure C.1 — Circuit d'essai avec un équipement de contréle qui utilise des relais



